
Echtzeit-Messlösungen für Beschichtungsdicke 
und Schichtgewicht 

Prämierte SpecMetrix In-Line-Beschichtungsmesssysteme bieten einen 
höheren Präzisionsstandard für kontakt- und zerstörungsfreie Echtzeit-
Beschichtungsdicken- und Schichtgewichtsmessungen beschichteter flacher 
Platten, nass oder trocken.

Das modulare Design und der Hochgeschwindigkeitsbetrieb dieser In-Line-
Systeme optimieren die Werkseinrichtung, Wechsel- und Prüfzeiten, während die 
Beschichtungskosten bei vielen Metallverpackungs-Werksprozessen reduziert 
werden.

Kontinuierliche und genauere In-Line-Schichtgewichtmess-
lösungen für Metallverpackungsanwendungen 

SpecMetrix® In-Line-Beschichtungsdicken- und 
Schichtgewichtmesssysteme
✔ Substratunabhängig    ✔ Echtzeitprozessdaten    ✔ Auf den Nanometer genau    ✔ Kosten- und Zeitersparnis

Eigenschaften

Robuste Halterungen und Sensorpakete 
für Festkonfiguration mit bis zu sechs 
Sensoren

SpecMetrix In-Line-Systeme geben Fertigungs- und QA-Teams sofort nach  
der Anwendung Rückmeldung zur Beschichtungsqualität und verbessern 
Beschichtungsprozesskontrolle und Produktqualität.

Erzeugt präzise Schichtgewichtsdaten 
der ersten beschichteten Platte bei 
neuen Durchläufen

•  Kontakt- und zerstörungsfrei – 
Kontinuierliche Messungen werden 
ohne Beschädigung von Beschichtungen 
oder Substraten erfasst, wodurch die 
Produktintegrität gewahrt wird

•  Absolutdickenmessung – Bietet präzise 
Messung von Beschichtungsdicke und 
Schichtgewicht auf flachen Platten und 
Schichtlaminaten auf Metallsubstraten

•  Substratunabhängig – Misst Nass- und 
Trockenbeschichtungen auf Aluminium, 
Edelstahl, Weißblech und anderen 
Metallsubstraten sowie über jeglichen Druck- 
oder Substratfarben, einschließlich Schwarz

•  Ungefährlich – Verwendet exklusive, nicht 
radioaktive und nichtinvasive optische ROI-
Messtechnologien, die einfach verwendbar 
und wartbar sind

•  Echtzeitmessungen – Nassbeschichtungs-
messungen beschleunigen die Prüfung des 
ersten Stücks und erhöhen den Durchsatz 
durch schnellere Ermittlung der ersten 
Schichtgewichtsergebnisse 

•  Breiter Anwendungsbereich – 
Echtzeitmessung von aufgebrachten 
Plattenbeschichtungen einschließlich aller 
pigmentierter, Lack-, Doppelschicht- und 
Sperrbeschichtungen

•  Umweltfreundlich – Zerstörungsfreies 
Prüfverfahren, das Abfall, Lösungsmittel-
einsatz, Arbeitsstunden und Energiekosten 
reduziert

•  Leistungsstarke SpecMetrix®-Software – 
Benutzerfreundliches Softwarepaket, das alle 
Daten in Excel® speichert oder sich während 
oder nach Produktionsläufen mit Werk-
Netzwerken zur SPC-Analyse verbindet
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Technische Angaben
Verlässliche und wiederholbare Systeme für  
In-Process-Schichtgewichtsdaten für flache 
Platten

Messbereich:  0,3 bis 250 Mikrometer 
 (Beschichtungsdicke)

Genauigkeit:  +/- 3 % der Beschichtungsdicke  
 (nominell)

Bahngeschwindigkeit:  Bis zu 2000 Fuß/Minute  
 Bis zu 600 Meter/Minute

Temperaturbereich:  0° bis 55°C

Messgeschwindigkeit:  Bis zu 150 pro Sekunde

Bahnbreite:  Anpassbar

Ausgabemetrik:  Mikrometer 
 Millimeter 
 mg/in2 
 mg/4in2 
 g/m2 
 mg/cm2 
 lbs/ream   

Betriebssystem:  Windows®-Plattform

Herstellung:  Made in USA

Zertifizierungen:         zertifiziert 
        zertifiziert 
        zertifiziert
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In-Process-Messungen werden in Mikrometern erfasst, mit 
Optionen zur Schichtgewichtsumwandlung in Einheiten wie  
g/m2 oder mg/in2, je nach Bedarf  

Echtzeitdaten über die benutzerfreundliche Software machen 
unmittelbare Schichtgewichtsanpassungen möglich. 

Beschichtungsrezepte einfach über den Recipe Wizard  
erstellen, bearbeiten und ansehen

Hinweis: Dieses Gerät und die Methoden zur Verwendung desselben sind durch U.S. Patentnummern 6,674,533; 7,128,985; 7,274,463; 7,365,865 und 
7,537,681 sowie weitere ausstehende U.S.- und ausländische Patente geschützt. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. SpecMetrix® ist ein 
Warenzeichen von Sensory Analytics. Alle Rechte vorbehalten. Windows® und Excel® sind Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Optionale Systemkonfigurationen
•  Offline Lab- und Enhanced Lab -Systeme zur   
   Probenuntersuchung
•  Getrennte Systeme für parallele Beschichtungsanlagen
•  ATEX-Sensoren und -Anlagendesigns sind verfügbar

Integrationsoptionen
•   OPC, TCP/IP oder SPS über Ethernet (Siemens S7, Rockwell 

ControlLogix)-Integration kann verwendet werden, um 
Messungen in Echtzeit zu erfassen oder volle Kontrolle und 
Automatisierung des SpecMetrix-Systems zu leisten
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